
Disk Drive Run Out - In der Produktion war die 100% Messung von Festplattenschreibköpfen 
erforderlich, um den Auslauf zu minimieren. Durch die Reduzierung können kleinere Spurbreiten 
geschrieben und höhere Speicherdichten erreicht werden. Extrem hohe Auflösung im Subnano-
meter Bereich wurde für sehr kleinen Ziele (kleinstes Ziel 0,2 mm) benötigt. Dafür wurde ein 
maßgeschneidertes Sonden-Design mit einem Sensorbereich am Rande einer flachen Sonde 
entwickelt; ein Design mit einer gabelförmigen Sonde wurde verwendet, um die Messung schwer 
zugänglicher Standorte zu ermöglichen. Für eine einfache Integration in die Kundenelektronik 
wurde die Treiberlektronik in Eurocard Größe realisiert.
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